Законспектувати в зошиті тему: «Основи рентгеноструктурного аналізу»
Дифракція рентгенівських променів. Умови Лауэ і рівняння Брегга-Вульфа. Три методи рентгенографії: метод Лауэ, метод обертання, метод порошку. Рентгенофазовий аналіз. Фотографічний і дифракційний методи реєстрації дифракційних променів.

Основні етапи аналізу структури кристала. Визначення параметрів решітки. Визначення симетрії кристалічної структури. Визначення координат і середньоквадратичних зсувів атомів. Дослідження деталей розподілу електронної щільності.

Структурні амплітуди. Формула електронної щільності (ряд Фур’є). Проблема початкових фаз. Метод проб і помилок. Фактор розходження. Функція Паттерсона і метод важкого атома. Статистичні прямі методи. Уточнення структури. Систематичні і випадкові помилки. Автоматизація рентгеноструктурного аналізу. Нейтронографія і електронографія кристалів.

Підготувати два реферати/дві презентації Power Point на дві обрані теми із запропонованих нижче:

1) Експериментальні методи дослідження геометричних параметрів молекул. Поняття про конфігурацію молекули.

2) Ідеальні і реальні гази.

3) Приблизне описання міжмолекулярних взаємодій у розряджених газах, як сума дисперсійних, орієнтаційних та індукційних взаємодій. 

4) Відміна рідин від газів та кристалів.

5) Будова рідин.

6) Міжмолекулярні сили в рідинах.

7) Аморфний стан. 

8) Скло. Фактори, які впливають на склоутворення.
